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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxiéme partie: Spécification particuliére-cadre: Condensateurs fixes pour courant

continu a di¢lectrique en film de polytéréphtalate d’éthyléne métallisé

Niveau d’assurance E
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Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n*® 384-1:

générique.
384-2:  Deuxiéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant
diélectrique en film de polytéréphtalate d’éthyléne métallisé.
410:  Plans et régles d’échantillonage pour les contréles par attributs.

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Premiére partie: Spécification

continu a
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Blank detail specification:
Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors

Assessment level E

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical £ 111 the
Natione11l Committees having a special interest therein are represented, express, as mear)y\as kle, \an \international
consensps of opinion on the subjects dealt with.

2) They hhve the form of recommendations for international use and they are accepted b » itteés ip that
sense. ’

3) In orddr to promote international unification, the TEC expresses the wish tha
text of|the IEC recommendation for their national rules in so far as i
betweer] ¢
the latter.

ationak @dmmittees should adopt the
it} it. Any divefgence
ted in

This gtandard has been prepared by IEC X i i d stors
for Electronic Equipment.

Draft:
latter me
Comm;l

The Wational c@

f this
ional

Norway

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States of America
Japan Yugoslavia

Netherlands

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC publications quoted in this standard:
Publications Nos. 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1: Generic specification.

384-2: Part 2: Sectional Specification: Fixed Metallized Polyethylene-terephthalate Film Dielectric
D.C. Capacitors.
410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxiéme partie: Spécification particuliére-cadre: Condensateurs fixes pour courant
continu a diélectrique en film de polytéréphtalate d’éthyléne métallisé

. Niveau d’assurance E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, c
intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la présentat et le inimal des
spdcifications particuliéres. Les spécifications particuliéres ¢ .pas a\ces fegles ne sont pas
comsidérées conformes aux spécifications de la CET et ne clarées comme telles.

ecification

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification inteymédial i : lors de la
prd

| es numéros placés entre crochets e ; informations
suivantes, qui doivent étre introduites 1

1dd

[1}| «Commission Naftional de
Normalisation sQus
{2]] Numéro CEI tes autres

informati
Numéro et edf

(3]
(4]
Id

(5]
(6]

Indications surNa technologie de base (si applicable).

Notk_ -} Lorsque™e condensateur n’est pas congu pour I'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit étre clairement
établi & cet emplacement dans la spécification particuliére.

[7] Croquis avec les principales dimensions, importantes pour linterchangeabilité, et/ou références
correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut
étre donné dans une annexe a la spécification particuliere.

[8] Utilisation ou ensemble d’utilisations couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuliére doit (doivent) étre choisi(s) dans la
spécification intermédiaire, paragraphe 3.4.4. Ceci implique qu'une spécification particuliére-cadre peut étre
utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

[9] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers
types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Blank detail specification:
Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors

Assessment level E

INTRODUCTION

Blank ddtail specification

A Blapnk Detail Specification is a supplementary document to th 101 i (| and
contains| requirements for style and layout and minimum content <of detal 1 . Detail
specificafions not complying with these requirements may not be idered @s\-bei 3 ance
with IE{C specifications nor shall they be so described.

In th¢ preparation of detail specifications the content of 'S onal
specificafion shall be taken into account.

The npmbers between brackets on the hich

shall be [inserted in the position indicated:
Identificqtion of the detail specification

[1] The [‘International Electre ica i e nder
whoge authority the detai i I

[2] The [EC or Nationall Standa ail specification, date of issue and any further
infomation rez@ i
[3] The pumber and iss

[4] The TEC numb

Identificution of the
5] A sho
(6] Infoymation

Note.|— When"the capaeftor is not designed for use in printed board applications, this shall be clearly stated [n the
detail specification in this position.

[7] Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or
reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may
be given in an appendix to the detail specification.

[8] Application or group of applications covered and/jor assessment level.

Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification,
Sub-clause 3.4.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several
assessment levels provided the grouping of the tests does not change.

[9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various
capacitor types.
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CET 384-2-1-XXX

COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE

ication particuliere sont données dans la Liste des

CET 384-2-1 4
CONFORMEMENT A:
CONDENSATEURS FIXES POUR [5]
3] COURANT CONTINU A
DIELECTRIQUE EN FILM DE
POLYTEREPHTALATE D’ETHYLENE
. . METALLISE
Croquis d’encombrement (voir tableau I)
(Projection-Méthede—du—prenrier—ditdrey
A\ (\
\Y
6]
4 \
N
Nmrance: E
[3]
®asse performance:
(D’autfes formes sont permises a Iintérieur des 'mens@n ées)
A\@@\y
Q i mMur la disponibilité des composants qualifiés selon 9]
~ .
\ rodu

SECTION UN — CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Caractéristiques générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) (4 introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-2 de la CEI)
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(1 IEC 384-2-1-XXX 21
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN IEC 384-2-] [4]
ACCORDANCE WITH:
FIXED METALLIZED POLYETHYLENE- {51
3] TEREPHTHALATE FILM DIELECTRIC
D.C. CAPACITORS
Outline drawing (see Table I) (First angle projection)
M
[6]
(8]

(Other shapes afe permitted within the dimensions given) %

AN

R

Informatio e\m'i’ébilily of components qualified to this
tail specific

e given in the Qualified Products List.

n
tion

SECTION ONE — GENERAL DATA

1. General data

1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 384-2)

91
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1.2 Dimensions

TABLEAU |

Dimensions (en millimétres ou inches et millimétres)

Référence du boitier

Notes 1. — Lorsqu’il n’y a pas. de référence de boitier, le tableau 1 peut Eife idoivent étre

données dans le tableau 11, qui devient alors tableau I.

2. — Les dimensions doivent étre données en valeurs maximales @ érance.

1.3| Caractéristiques

Gamme de capacité (voir tableau II)
Tolérance sur la capacité nomipale
Tension nominale (voir tablegu I

Catégorie climatique
Température nominale
Tension alternatiyé
Charge maximald.en 1
Tangente de [angle
Résistange d 3
Dissipd ma

TABLEAU II

urs de capacité et tension et boitiers correspondants

Tension |nomi NN

Tension|d¢\categorie *

Boitier Boitier Boitier Boitier

Capacité nominale (en nF et/ou en uF)

* Si différente de la tension nominale.
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1.2  Dimensions

TABLE 1

Dimensions (in millimetres or inches and millimetres)

Case size reference

Notes| 1. — When there is no case size reference, Table | may be omitted and the

Table II, which then becomes Table I.
2. — The dimensions shall be given as maximum dimensions or as noming

1.3 Ratifgs and characteristics

Capacitance range (see Table II)

Tolerance on rated capacitance

Rajted voitage (see Table II)

Caltegory voltage (if applicable) (see Te
Climatic category

Rafted temperature

Mgximum a.c. voltage (ifRapplicable)

Mgdximum pulse load
Tapgent of loss ang
Ipdulation resistanc

Maximum diion

o

Rated voltage

v TABLE 11
<\V uesN\of capacitance and of voltage related to case sizes

Category voltage

Case size Case size Case size Case size

Rated capacitance (in nF and/or pF)

* If different from the rated voltage.


https://iecnorm.com/api/?name=affb6633d022ce46c47d7dcda6d11032

1.4  Documents de référence

Spécification générique:

Spécification intermédiaire:

— 10 — 384-2-1 © CEI 1982

Publication 384-1 de la CEI (1982): Condensateurs fixes
utilisés dans les équipements électroniques, Premiére partie:
Spécification générique.

Publication 384-2 de la CEI (1982): Deuxiéme partie:
Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant
continu a diélectrique en film de polytéréphtalate d’¢thylene

meétallisé.

1.5 Marquage
Le marquage du condensateur et de son emballage doit étre conforme aux exigences du

paragraphe 1.6 de la Publication 384-2 de la CEIL

1.6

Note. — Le détail des informations a marquer sur les composants et sur l'emballa; it etre don

dans la spécification particulicre.

Renseignements pour les commandes
Les commandes de condensateurs couverts par cette spe
minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants

a) Capacité nominale.

b) Tolérance sur la capacité nominale.

¢) Tension continue nominale.

d) Numéro et édition de la spécification parti

Rapports certifiés de lots accepté
Requis/non requis.

Autres caractéristiques

Mau doit &tre utilis¢é pour définir des

caractéristiques qui sont complémentaires ou plus
¢veéres que celles qui sont données dans la
spécification intermédiaire.

hé en entier

ntenir au

s dans la

pensable.

SECTION DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. Exigences pour le contrdle

2.1
2.1.1

Procédures

— Pour I'homologation la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.4 de la spécification
intermédiaire, Publication 384-2 de la CEI

2.1.2 — Pour le contréle de la conformité de la qualité, le programme d’essais, comprenant
I’échantillonnage, les sévérités et les exigences est donné au tableau IV. La formation des
lots de controle est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.
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1.4 Related documents
Generic specification: [EC Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in

1.5

1.6

1.7

1.8

Electronic Equipment, Part 1: Generic Specification.

Sectional specification: [EC Publication 384-2 (1982): Part 2: Sectional Specification:

Marking

Fixed Metallized Polyethylene-terephthalate Film Dielectric
D.C. Capacitors.

The marking of the capacitor and the packing shall be in accordance with the requirements

of IEC Publication 384-2, Sub-clause 1.6.

Note——The—details—of—the—mna

Ordgring information

a) Rated capacitance.
b) Tolerance on rated capacitance.
¢) Rated d.c. voltage.
d) Number and issue reference of the detail specifica

Cerlified records of released lots
‘Rpquired/not required.

Addjtional information (not for inspection-purpose

specification.

(rders for capacitors covered by this specification shall contain, if
the| following minimum information:

1.9 Addtional or increased sevgrities or reqyire to pnal
spetification
Notg. — Additions or incfeased regquireme be specifieg
be used for defining characteristics
additional to or more severe than those
¢ sectional specification.
SECTION TWO — INSPECTION REQUIREMENTS
2. Inspection requirements
2.1 Procedures
2.1.1 — For Qualification Approval the procedures shall be in accordance with the Sectional

Specification, IEC Publication 384-2, Sub-clause 3.4.

2.12 - For Quality Conformance Inspection the test schedule (Table IV) includes sampling,
periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-
clause 3.5.1 of the Sectional Specification.


https://iecnorm.com/api/?name=affb6633d022ce46c47d7dcda6d11032

— 12 — 384-2-1 © CEI 1982

TABLEAU [V
Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la spécification intermédiaire,

Publication 384-2 de la CEI et a la section un de cette spécification.

2. — Les niveaux de contréle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEl: Plans et régles d'échantillonnage
pour les controles par attributs.

3. — Dans ce tableau:
p = périodicité (en mois)
n = effectif de I'échantillon
c = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non-destructif
NC = niveau de contrdle

i lication 410 de la CEI
NQA = niveau de qualité acceptable} Publication e la

D

Numero de paragraphe ou Conditions d’essai

et essai t
(voir note 1) ND (voir note 1)

Exigence]
irlngte|l)

Clontrdle du groupe A
(lot par lot)
pus-groupe Al ND

1 Examen visuel )
Ma¥guage lisible gt selon 1.5
dg’la présente spécification
\\/ Comme spécifiées pu

L

41 Dimensions (au

calibre 7
| A~ ANULD

Jous-groupe A2 ND . 1I 1,0%

42.2 Capacité A Tintérieur de la [tolérance

spécifiée

42.3 Tangente de I’angle de Selon 4.2.3.2

pertes <

4.2.1 Tension de tenu Pas de claquage ni de
(essai A) contournement

4.2.4 Reésistanc Selon 4.2.4.2
d’isolement<{essardA)

(ontrdle du groype \/
(lot par lot)

Jous-group \K S-3 2,5%

4.5 Soudd Sans vieillissement Bonne qualité¢ de ljétamage

\/ Méthode: ... mise en evidence| par
I'écoulement librg d’alliage
avec un mouillage

convenable des sprties ou,
selon le cas, temps de

soudage (... s)

tableau [ de la présente
spécification
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TABLE IV

Notes 1. — Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer o the Sectional Specification. 1EC Publication
384-2 and Section One of this specification.
2. — Inspection Levels and AQL’s are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for
Inspection by Attributes.
3.— In this table:

P = periodicity (in months)

n = sample size

c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive

ND = non-destructive

1L = inspection level

AQL = acceptable quality level} IEC Publication 410

D
Sub-cladse number and Test | OF Conditions of test ts
see Note 1) ND (see Note 1)

Group Al inspection
(lot-bylot)

Sub-group Al ND

4.1 Visual examination

specification
ecified in Table I off

/\(\ Q this specification
AN b V%

4.1 Dimgnsions (gauging)

Sub-grodp A2 ND

4.2.2 Capacitance Within specified tolerance

4.2.3 Tapgent of loss angle % > As in 4232
4.2.1 Voftage proof (Test A) [\/\(Q No breakdown or flashovér

4.2.4 Ingulation resista As in 42.42
(Test 4) @
\D\ \b S-3 2.5%

Group B |inspection
(lot-bytlot)
Sub-group BI
4.5 Soldgrability Withdyt ageing Good tinning as evidenced
thod: ... by free flowing of the
solder with wetting of the
terminations or solder
\/ shall flow within ... s, as
applicable
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Partie de I’échantilion du

sous-groupe Cl

4.1 Dimensions (détail)

Effectif de
Numéro de paragraphe D . . 1'echar?t1‘llon .
ot essai ou Condl_uons d’essai et critére Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) d’acceptation (voir note 1)
(voir note 3)
p n c
Contréle du groupe C
(périodique)
Sous-groupe ClA D 6 9 |1

Voir la spécification
particuliére

4.3.1 Mesures initiales

S

.B Robustesse des
sorties

4.4t Résistance a la
chaleur de soudage

4.4.2 Mesures finales

bus-groupe C@

utre partie de

>

Capacité

Tangente de I'angle de

pertes:

Pour Cy > 1pyF: a 1kHz
Cn < 1yF:a10kHz

Examen visuel

Méthode:

Examen visuel

Capacité

Pour Cy>1pF:a

0 Ao = température minimale
de catégorie

0p = température maximale
de catégorie

Cing cycles

Tangente de P'angle de pertes:
I kHz
Cny <1 puF:a 10 kHz

s, de\dommage vigible

Pas de dommage vikible
Marquage lisible
AC o .
< < 2% de la valgur initiale
Accroissement de tg J:
<0,003 C <1 pH classe 1
<0,002 C > 1 pH classe 1
<0,005 C < 1 uH classe 2
<0,003 C > 1 pH classe 2
par rapport aux Maleurs
mesurées au 4.3.1

4.7 Vibrations

Durée ¢+ = 30 min

Examen visuel

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette
spécification

Méthode B4

Gamme de fréquence:

...Hza .. Hz

Amplitude 0,75 mm ou
accélération 98 m/s” (la
moins séveére des deux)

Durée totale: 6 h

Pas de dommage visible
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Sample size

Part of sample of Sub-
group Cl1

4.1 Dimensions (detail)

R iteri R
Sub-clause number and Test D Conditions of test and cri eron Performance requirements
N | or (see Note | of acceptability Note 1
(see Note 1) ND see Note 1) (sce Note 3) (see Note 1)
p n c
Group C inspection
(periodic)
Sub-group CIA D 6 9 1!

See detail specification

4.3.1 Inifial measurements

4.3 Robpstness of
termiTtions
4.4 Resiftance to
solderjng heat

4.4.2 Fipal
measufements

Sub-grogp CIB Q

Other part of sample of
Sub-group C1

4.6.1 Inftial
measyrements

4.6 Rapid chan
tempgrature

Capacitance
Tangent of loss angle:

For Cr > 1 pF: at 1 kHz
Cr < 1pF: at 10 kHz

Visual examination
Method:

Visual examination

Capacitance

Tangent of |

Capagitance
angent of loss angle:
FoY' Cr > 1 yF: at 1kHz
Cr < 1 yF: at 10 kHz

6 = Lower category
temperature

g = Upper category
temperature

Five cycles

AC < 2% of the value
measured initially
Increase of tan 4:
<0.003 C <1 pF Gradq 1
<0.002 C > 1 puF Gradq 1
<0.005 C <1 pF Gradg 2
<0.003 C > 1 pF Gradq 2
compared to values
measured in 4.3.1

4.7 Vibration

Duration 1 = 30 min
Visual examination
Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Procedure B4
Frequency range:

... Hz to ... Hz
Amplitude 0.75 mm or
acceleration 98 m/s”
(whichever is the less

severe)

Total duration: 6 h

No visible damage
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Numéro de paragraphe
et essai
{voir note 1)

ou

Conditions d’essai
(voir note 1)

Effectif de
T"échantillon
et critére
d’acceptation
(voir note 3)
p n c

Exigences
(voir note 1)

4.7.2 Controle final

4.8 Secousses (ou chocs,
voir 4.9)

Examen visuel

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette
spécification

Nombre de secousses: ...

<

Pas de dommage visible

419 Chocs (ou secousses,
voir 4.8)

418.3 ou 4.9.3 Mesures
finales

Accélération: ... m/s’
Durée de Pimpulsion:
.. ms

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette

spécification
Accélération: ... m/53
Durée de 'impulsion:
.. ms

Examen visuel

Capacité

§Pas e dommage visible

AC
< 2% par rappqrt

a la valeur
mesurée au 4.¢.1

N

Accroissement de tg|[d:
<0,003 C <1 pF[classe 1
<0,002 C > 1 pF[classe 1
<0,005 C <1 pF[classe 2
<0,003 C > 1 pF [classe 2
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.6.1

>50% des valeurs qu

4242
Sous-groupe C
Hchantillon composg”de
spécimens des
groupes ClA<et
4.10 Séqu
4.10.2 Chaleur sec \/}empérature: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h
.. AC
410.2.1 Capacité @ 85°C: < 5%
intermédiair 100 °C: <10%
125 °C: <18%
par rapport a la yaleur
mesurée aux 449 483

4.10.3 Essai cyclique de
chaleur humide, essai
Db, premier cycle

4.10.4.1 Mesure initiale
4.10.4 Froid

Résistance d’isolement
(seulement pour les
condensateurs de classe 1)

Capacité

Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2h

ou 4.9.3 selon le cas

Selon 4.10.2.3
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Sub-clause number and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
and criterion
of acceptability
(see Note 3)

P n

Performance requirements
(see Note 1)

4.7.2 Final inspection

4.8 Bump (or shock, see
4.9)

Visual examination

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s”
Duration of pulse:

No visible damage

4.9 SHock (or bump, see
4.8)

4.8.3 pr 49.3 Final
megsurements

Sub-group Cl Q

Combjined sample of
spe¢imens of Sub-

grolips Cl1A and

4.10
4.10.2 Dry hély

4.10.241 Inte
medsurements

T IS

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Acceleration: ... m/s”
Duration of pulse:
.. ms

Visual examination

Capacitance

Tangent of losg angle

Jemperature: upper
ategory temperature
Duration: 16 h

Capacitance

D <0.003 C <1 pF Grade 1

the value
Sured in 4.6.1

Increase of tan d:

<0.002 C > 1 pF Grade 1
<0.005 C < 1 uF Grade 2
<0.003 C > 1 pF Grade 2
compared to values
measured in 4.6.1

>50% of the values in
4242

AC 4t 85°C: < 5%

100 °C: <10%
125 °C: <18%
of value measured in 4[4.2,
4.8.3 or 4.9.3 as applicgble

4.10.3 Damp heat,
cyclic, Test Db, first
cycle

4.10.4.1 Initial measurement

4.10.4 Cold

Insulation resistance
(Grade 1 capacitors only)

Capacitance

Temperature: Lower
category temperature
Duration: 2 h

As in 4.10.2.3
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Numéro de paragraphe

et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d’essat
(voir note 1)

Effectif de
I"échantillon
et critére
d’acceptation
(voir note 3)
p n c

Exigences
(voir note 1)

4.10.4.2 Mesure
intermédiaire

4.10.5 Basse pression
atmosphérique (si

Capacité

Pression: 8,5 kPa
(85 mbar)

& a-ssec: <10%
~40°C: < 1%
~25°C: < 3%

par rapport a la valeur
mesurée au 4.10.4.1

requis par la
spécification
particuliére)
410.5.3 Mesure
intermédiaire

S

10.6 Essai cyclique de
chaleur humide, essai
Db, cycles restants

4410.6.2 Mesures finales

Examen visuel

Examen visuel

Capacité

Tangente ¢

gle e pertes

Résistanced’isolement

Mdrquage lisible
AC 5
< < 5% par rapport a

thanent
t ou
boitier

as de dommage visible

la valeur mepurée aux
442, 483 qu 4.9.3
seton le cas
Accroissement de tg p:
<0,005 C < 1 pF [lasse 1
<0,003 C > 1 pF [klasse 1
<0,008 C <1 pF [lasse 2
<0,005 C > 1 pF [classe 2
par rapport aux vleurs
mesurées aux 4.3.1] ou
4.6.1 selon le cas
>50% des valeurs dpnnées
au 4.24.2

AN

\%

Jous-groupe C2 6 15 1
4.11 Essai contiqu
chaleur i
4.11.1_Mesures ini \/ Capacité
Tangente de I'angle de
pertes a 1 kHz
411.3 Me Examen visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
. AC 5
Capacité — < 5% par rappqrt a
la valeur mesyrée
au 4.11.1
Tangente de ’angle de pertes Accroissement de tg é:
<0,005 par rapport aux
valeurs mesurées au
4.11.1
Résistance d’isolement >50% des valeurs données
au 4.2.4.2
Sous-groupe C3 D 3 21 1

4.12 Endurance

Durée:
classe 1: 2000 h
classe 2: 1000 h
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